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2024年 武田SCRセミナーのお知らせ

第４回 「解析の基礎 TXRF/AES/EDS/WDS」

期日： 2024年11月29日（金）15時～17時30分
場所： 武田先端知ビル102セミナー室
対象： CR全ユーザーおよびCRユーザーでない方も参加可能
対象装置：TM3030およびJSM6610 (EDS/WDS) /TXRF-3760

新AES JAMP-9510F (SAM680と入れ替えました / 1月後半から運用予定)

講師： オックスフォードジャパン㈱ 森田氏
日本電子㈱ 伊木田氏

お問い合わせ先:ナノテク支援室 太田悦子 ohta@if.t.u-tokyo.ac.jp

✓ オンライン配信はございません
✓ 今回は日本語のみとなります
✓ 事前登録が必要です(定員になり次第締め切り）

講演予定内容
• 各分析装置の使い分け
• EDSとWDS の基礎とその測定例
• 新オージェ分析装置について基礎と測定例
• TXRF利用例 など

お申込はこちらから

ブルカーHPより
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